UNIVERZITA KARLOVA
Lékarska fakulta
v Hradci Kralové

Pisemna zprava zadavatele
pro cast 4 verejné zakazky

podle § 217 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,zakon")

o zadavacim fizeni nadlimitni verejné zakazky na dodavky
zadavané v otevieném fizeni podle § 56 zdkona

Nazev verejné zakazky:

LF HK — CORE FACILITIES -
Laborator elektronové mikroskopie

(dale jen ,vefejna zakdzka”)

Zaddvaci fizeni bylo uverejnéno ve Véstniku vefejnych zakdzek pod evidenénim ¢islem zakazky:

22020-006710

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Lékarska fakulta v Hradci Kralové
ICO: 00216208
se sidlem: Hradec Kralové, Simkova 870, PSC 500 03



1. Identifikacni Udaje zadavatele

Nazev zadavatele: Univerzita Karlova, Lékaiska fakulta v Hradci Kralové
ICO: 00216208

Sidlo: Hradec Kralové, Simkova 870, PSC 500 03

Osoba oprdvnéna zastupovat zadavatele: prof. MUDr. Jifi Mand3ak, Ph.D., dékan

Kontaktni osoba: Mgr. Eva Sitancova, manazer pr. CORE FACILITIES
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Predmét verejné zakazky

R

ozdéleni verejné zakazky na casti

¢

X

X

¢

P

2.1 Zadavatel rozdélil vefejnou zakazku ve smyslu § 35 a § 101 zdkona na ¢asti:
ast 1 — EDS analyzator pro Elektronovy transmisni mikroskop

ast 2 — Kryo attachment pro Elektronovy transmisni mikroskop

ast 3 — Kryo ultramikrotom

ast 4 — Skenovaci elektronovy mikroskop s EDS

2.2 Kazidad cast verejné zakazky je zcela samostatnym predmétem postupu zadavatele
v zaddvacim fizeni. Dodavatel je opravnén podat nabidku na jednu, nékolik nebo na vSechny ¢asti
verejné zakazky.

2.3 Pokud zaddvaci dokumentace nestanovi jinak, plati jednotlivd ustanoveni zadavaci
dokumentace pro kazdou ¢ast verejné zakazky.

2.4 Pokud zaddvaci dokumentace nestanovi jinak, je dodavatel povinen predlozZit poZadované
dokumenty ¢i doklady pro kazdou ¢ast verejné zakazky, na kterou podava nabidku, zvlast.

fedmét plnéni verejné zakazky

¢

P

ast 4 — Skenovaci elektronovy mikroskop s EDS

2.5 Predmétem plnéni ¢asti 4 vefejné zakdzky je dodavka kompletniho skenovaciho
elektronového mikroskopu s EDS pro Univerzitu Karlovu, Lékafskou fakultu v Hradci Kralové, véetné
prisluSenstvi, dopravy, cla, instalace, uvedeni do provozu, zaskoleni obsluhy, dodani pfislusné
dokumentace, zarucniho servisu, a dale podle ostatnich podminek zadavaci dokumentace.

2.6 Predmét plnéni bude slouZit k nasledujicimu ucelu: pozorovani biologickych (buriky, tkané) i
nebiologickych (kloubni nahrady, implantaty z kovovych i nekovovych material() vzork( s vysokym
rozlisenim detaild.

2.7 Verejnd zakazka je realizovana v rdmci projektu s ndzvem: Vznik CORE FACILITIES pro zlepSeni

kvality vyzkumu spojeného s vyukou na LF UK v HK, zkraceny nazev projektu: CORE FACILITIES,
registracni ¢islo projektu: C2.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.
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2.8 Predmét pInéni casti 4 vefejné zakazky je blize specifikovan v obchodnich a platebnich
podminkach (pfiloha dokumentace zadavaciho fizeni) a ve specifikaci predmétu plnéni (pfiloha
dokumentace zadavaciho fizeni).

Klasifikace predmétu verejné zakazky

2.9 Zadavatel vymezil predmét vefejné

klasifika¢niho systému pro ucely verejnych zakazek:

Cast 4 — Skenovaci elektronovy mikroskop s EDS

Kéd CPV:

38511000-0

Elektronové mikroskopy

zakazky podle hlavniho slovniku jednotného

3. Cena sjednana ve smlouveé

3.1 Cenasjednana ve smlouvé uzaviené s vybranym dodavatelem ¢ini:

4.910.200,00 K¢ bez DPH.

4. Pouzity druh zadavaciho rizeni

4.1 Verejna zakazka byla zaddvana v otevieném fizeni podle § 56 zakona.

5. Oznaceni ucastnikt zadavaciho fizeni

5.1 Oznaceni ucastnik( zadavaciho fizeni, ktefi podali nabidku:

 Cislo Uéastnik I€o Sidlo
ucastnika
1. SPECION, s..0. 48117836 Praha 4, Budéjovicka 1998/55, PSC
14000
5. TESCAN Brno, s.r.o. 01733214 Libusina tfida 816/1, Kohoutovice,
623 00 Brno
3. Carl Zeiss spol. s r.o. 49356691 Radlicka 3201/14, Smichov, 150 00
Praha 5
JEOL (EUROPE) SAS- organizacni Karlovo ndmésti 293/13, Nové
> slozka 41691415 Mésto, 120 00 Praha 2
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6. Oznaceni vsech vyloucenych ucastnikli zadavaciho fizeni s uvedenim
dtvodu jejich vylouceni

6.1 Oznaceni Ucastnikd zaddvaciho fizeni, ktefi byli vylouceni ze zadavaciho fizeni:

Ucastnik é.1

Ucastnik: SPECION, s.r.o.

ICO: 48112836

Sidlo: Praha 4, Bud&jovicka 1998/55, PSC 14000

Odavodnéni vylouéeni

Zadavatel zahdjil zadavaci fizeni verejné zakazky dne 20.02.2020 odeslanim ozndmeni o zahajeni
zadavaciho fizeni k uverejnéni ve Véstniku verejnych zakdzek. Ozndmeni o zahdjeni zadavaciho fizeni
bylo uvefejnéno ve Véstniku verejnych zakdzek dne 24.02.2020.

Komise konstatovala, Ze Ucastnik nesplnil podminky ucasti v zadavacim fizeni v dale uvedeném
rozsahu:

V rdmci zadavaciho fizeni verejné zakazky se dne 23.06.2020 uskutecnilo jednani hodnotici komise
¢. 4 (dale jen ,komise”), jez na zadkladé rozhodnuti zadavatele v souladu s § 42 zakona plni Ukoly
spojené s hodnocenim nabidek, posouzenim splnéni podminek uUcasti v zadavacim fizeni a
posouzenim mimoradné nizké nabidkové ceny.

Zadavatel v odst. 3.13 dokumentace zaddavaciho Fizeni stanovil, Ze technické podminky vymezujici
predmét verejné zakdzky jsou blize specifikovany ve specifikaci predmétu plnéni pro ptislusnou ¢ast
verejné zakazky (pfiloha ¢. 4 dokumentace zadavaciho fizeni).

Zadavatel vodst. 21.9 dokumentace zadavaciho fizeni stanovil, Ze soucdsti nabidky musi byt
ucastnikem zaddvaciho fizeni fadné doplnéna specifikace nabizeného plnéni.

Ucastnik predloZil v souladu s pozadavky zadavatele stanovenymi v zadavaci dokumentaci verejné
zakdazky na str. 21 - 22 nabidky dokument s nazvem Specifikace predmétu plnéni pro c¢ast 4 verejné
zakazky (dale jen , Specifikace pfedmétu plnéni“).

Zadavateli vznikla pochybnost o splnéni technického parametru ,Rozliseni:” s pozadavkem
zadavatele: ,Minimdlni rozliseni (urcené metodou edge detection 25%/75%): - v HV médu <3.0 nm pri
urychlovacim napéti 30 kV; - v LV mdédu 4,0 nm pri urychlovacim napéti 15 kV“.

Ucastnik ve Specifikaci predmétu plnéni uvedl: ,ANO, RozliSeni (uréené metodou edge detection
25%/75%): - v HV mddu 3.0 nm pfi urychlovacim napéti 30 kV - v LV mddu 4,0 nm pfi urychlovacim
napéti 15 kv

Nicméné z webovych stranek vyrobce mikroskopu (https://www.hitachi-
hightech.com/global/science/products/microscopes/electron-microscope/sem/su3800.html)
vyplyva, Ze rozliSeni nabizeného mikroskopu je 4,0 nm pfi urychlovacim napéti 30 kV v médu LV.

Zadavateli tudiZ vznikla pochybnost o pravdivosti hodnoty rozliSeni mikroskopu v LV mddu, kterou
Ucastnik v nabidce prezentuje jako 4,0 nm pfi urychlovacim napéti 15 kV.
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Vzhledem ke skutecnosti, Ze komise shledala, Ze ucastnik nesplnil podminky tGcasti v zaddvacim fizeni,
se komise usnesla, Ze v souladu s § 46 odst. 1 zdkona vyzve Ucastnika k pisemnému objasnéni
predloZzenych Udajl, doklad(, vzork( nebo modeld nebo doplnéni dalSich nebo chybéjicich udaju,
dokladd, vzork(i nebo modelt (dale jen ,,vyzva k objasnéni nabidky*).

Ucastnik byl ve vyzvé k objasnéni nabidky ze dne 02.07.2020, dorucené G&astniku tého? dne, vyzvan
k predloZeni objasnéni technické specifikace nabizeného pfristroje ve shora uvedeném rozsahu.
Zadavatel ddle poZadoval, aby technickd specifikace nabizeného plnéni byla potvrzena vyrobcem
mikroskopu v¢. uvedeni kontaktu (jméno, adresa, telefon, e-mail) na osobu, ktera toto potvrzeni
vyda.

Ulastnik ve stanovené |hdté na vyzvu k objasnéni nabidky doru¢il zastupci zadavatele
prostfednictvim datové schranky objasnéni nabidky, ve kterém uvadi:

»Spolecnost SPECION, s.r.o. je vyhradnim zdstupcem vyrobce mikroskopu — firmy HITACHI HIGH -
TECHNOLOGIES EUROPE GmbH pro Ceskou republiku. S ohledem na smluvni vztahy a strukturu obou
spole¢nosti je SPECION, s.r.o. plné kompetentni fesit véci technické a obchodni na uzemi Ceské
republiky a jednat za uvedenou firmu, véetné poddvdni nabidek k verejnym zakdzkdm jako je tato.

Vyrobce ve verejné dostupnych zdrojich uddvd orientacni hodnoty rozliSeni pro bézné podminky
pozorovdni. Ultimdtni hodnoty rozliSeni zistdvaji obchodnim tajemstvim vyrobce. Navic pak
urychlovaci napéti neni jedinym parametrem, na kterém zadvisi dané rozliSeni. DileZitym faktorem je
tlak pracovni v komore, ktery zadavatel v poZadovaném reZimu definuje jako LV mdd. LV mdd md
urcity specificky rozsah, v nasem pripadé 6 az 650 Pa. Obecné plati, Ze ¢im je vyssi tlak v komore, tim
je obtiznejsi dosazZeni urcitého rozliseni. Je tedy zfejmé, Ze jeden mikroskop mizZe dosahovat rozliseni
4.0 nm pri urychlovacim napéti 15kV i 30kV, kdyz bude tlak v pracovni komore odlisny. Tedy pri 30kV
vyssi a pfi 15kV nizsi.

Jako vyhradni zdstupce vyse uvedeného vyrobce tedy spolecnost SPECION, s.r.o. potvrzuje spravnost
udaje rozliseni (urcené metodou edge detection 25%/75%): - v LV médu na 4,0 nm pfi urychlovacim
napéti 15 kV. Zadavatel si miZe tuto skutecnost ovérit pfi akceptacnim testu nabizeného mikroskopu
s pouZitim kalibrovanych vzorka.

V rdmci zadavaciho fizeni verejné zakazky se dne 22.07.2020 uskutecnilo jednani hodnotici komise
¢. 5, na kterém bylo posouzeno Ucastnikem predloZzené objasnéni nabidky.

Zavéry komise:

Technicky parametr ,RozliSeni:“ s pozadavkem zadavatele: ,Minimdlni rozliSeni (urcené metodou
edge detection 25%/75%): - v HV mddu <3.0 nm pri urychlovacim napéti 30 kV; - v LV mddu 4,0 nm
pfi urychlovacim napéti 15 kV*“ ucastnik nespliuje a ani jej na zakladé vyzvy k objasnéni nabidky
neobjasnil a nedoplnil v souladu s poZzadavky zadavatele.

Zadavatel se nemUZe ztotoZnit stvrzenim, Ze vyrobce ve vefejné dostupnych zdrojich udava
orientacni hodnoty rozliSeni pro béiné podminky pozorovani. Informace a parametry udavané
vyrobcem mikroskopu Hitachi SU3900 jsou zarucené hodnoty minimalniho rozliSeni pro bézné
podminky pozorovani, coz je informace, kterou zadavatel vramci predmétného technického
parametru po Ucastnicich zaddvaciho fizeni poZadoval uvést vtechnické specifikaci nabizeného
plnéni. Nejen zinternetovych stranek vyrobce, ale rovnéz z katalogovych listli, které si zadavatel
k Ucastnikem zadavaciho Fizeni nabizenému mikroskopu Hitachi SU3900 opatfil, vyplyvd, Ze zarucend
hodnota minimalniho rozliseni ¢ini pro béiné podminky pozorovani 4.0 nm (accelerating voltage
30kV, WD =5 mm, low vakuum mode).

Pisemna zprava zadavatele LFHKCF0014 Stranka 5z 19



Ultimatni hodnoty rozliSeni mikroskopu jsou pro posouzeni splnéni podminek Ucasti zcela
nepodstatné. Zadavatel pozadoval v technické specifikaci uvedeni garantovaného minimalniho
rozliseni mikroskopu (uréeného metodou edge detection 25%/75%, v LV mddu <4,0 nm pfi
urychlovacim napéti 15 kV). Informace, Ze je pfistroj schopen pozorovani za specifickych, uzkych a
idealnich podminek, s minimalnim rusenim okoli, s idedlnim vzorkem a v nejnizsich hodnotach tlaku
v LV médu dosahnout teoreticky 4.0 nm pfi urychlovacim napéti 15 kV, je informace jisté zajimava,
avsak z hlediska posouzeni splnéni podminek ucasti naprosto irelevantni. Jak bylo uvedeno vyse,
zadavatel pozadoval garantovanou hodnotu minimalniho (nejhorsiho dosahovaného) rozliseni pfi 15
kV v celém rozsahu LV mddu za standardnich pozorovacich podminek s typickym vzorkem (biologicky,
s vlhkosti a bez pokoveni).

Dale pak z fyzikalniho principu nemUze byt garantované rozliseni v celém rozsahu LV médu pti 15 kV
stejné nebo lepsi nez pri 30 kV. Pfi 30 kV jsou mensi vady elektronovych ¢ocek a dochazi také k
mensimu rozptylu primarniho svazku na molekulach plynu v médu nizkého vakua. Soucasné také
dochazi pti vyssich kV k podstatné vyssi generaci signalnich elektrond, coz vede ke zvyseni poméru
signal/Sum a zvyseni rozliSeni pfi mérfeni rozliSeni edge metodou 25%/75%. Proto vyrobci vidy
udavaji rozliseni pfi maximalnim urychlovacim napéti (v tomto pfipadé 30kV), coz je nejlepsi
dosaZitelna hodnota rozliSeni daného vyrobce. Vyrobce — Hitachi (Japonsko) v katalozich a na
webovych strankach uvadi garantované rozliSeni 4,0 nm pfi 30 kV v mdédu LV.

Rovnéz argumentaci Ucastnika zadavaciho fizeni o tom, Ze ultimatni hodnoty rozliseni zlstavaji
obchodnim tajemstvim vyrobce, je nutno oznadit za irelevantni a smysl postradajici. Odmitne-li totiz
vyrobce, resp. dodavatel sdélit zadavateli technické parametry nabizeného plnéni (v rozsahu, ktery
pozadoval zadavatel), pak se nemuze Gcéastnit zadavacich Fizeni vefejnych zakazek, nebot nebude
schopen zadavatelim prokazat splnéni technickych podminek ucasti.

Komise zavérem konstatuje, Ze ucastnik zaddvaciho fizeni nepredloZil potvrzeni garantovanych
hodnot minimalniho rozliseni v LV mddu pfi urychlovacim napéti 15 kV od vyrobce nabizeného
mikroskopu a omezil se pouze na argumentaci, Ze je vyhradnim zastupcem vyrobce mikroskopu pro
Ceskou republiku, a tudi? je za vyrobce na Uzemi Ceské republiky opravnén jednat v technickych a
obchodnich vécech. K tomu komise uvadi, Ze dle § 2486 zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpist, obchodni zastupce nema pravo uzavirat jménem zastoupeného obchody,
cokoli pro ného pftijimat nebo jinak jeho jménem pravné jednat. Pfi opacném ujedndni se na prdva a
povinnosti stran, ktera s tim souvisi, pouziji ustanoveni o prikazu. Vzhledem k tomu, Ze ucastnik
zadavaciho fizeni nepredlozil Zzddny doklad, ze kterého by vyplyvalo, Ze je ve vztahu k nabizenému
mikroskopu oprdvnén jednat stejné jako sdm vyrobce, nem(ze zadavatel tuto argumentaci pfijmout.

Vzhledem ke shora uvedenému zadavatel vyloucil tc¢astnika ze zadavaciho fizeni, a to podle § 48
odst. 2 pism. a) a b) zdkona, nebot udaje, doklady, vzorky nebo modely pfedloZené uéastnikem
nespliuji zadavaci podminky a soucasné nebyly ucastnikem zadavaciho fizeni objasnény nebo

v vz

doplnény na zakladé zadosti podle § 46 zakona.

Zadavatel na zakladé vyse uvedenych skutec¢nosti rozhodl o vylouceni tcastnika zadavaciho fizeni
z Gcasti v zaddvacim Fizeni tak, jak je shora uvedeno.
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Ucastnik é.2

Ucastnik: TESCAN Brno, s.r.o.
ICo: 01733214
Sidlo: Libusina tfida 816/1, Kohoutovice, 623 00 Brno

Odavodnéni vylouéeni

Zadavatel zahdjil zadavaci fizeni verejné zakazky dne 20.02.2020 odeslanim ozndmeni o zahdjeni
zadavaciho fizeni k uverejnéni ve Véstniku verejnych zakdzek. Ozndmeni o zahdjeni zadavaciho fizeni
bylo uvefejnéno ve Véstniku verejnych zakazek dne 24.02.2020.

Komise konstatovala, Ze Ucastnik nesplnil podminky ucasti v zadavacim fizeni v dale uvedeném
rozsahu:

V rdmci zadavaciho fizeni verejné zakazky se dne 29.04.2020 uskutecnilo jednani hodnotici komise
€. 2 (dale jen ,komise”), jez na zadkladé rozhodnuti zadavatele v souladu s § 42 zakona plini ukoly
spojené s hodnocenim nabidek, posouzenim splnéni podminek uUcasti v zaddvacim fFizeni a
posouzenim mimoradné nizké nabidkové ceny.

Zadavatel v odst. 3.13 dokumentace zaddvaciho Ffizeni stanovil, Ze technické podminky vymezujici
predmét verejné zakdzky jsou blize specifikovany ve specifikaci predmétu plnéni pro ptislusnou ¢ast
verejné zakazky (pfiloha ¢. 4 dokumentace zadavaciho fizeni).

Zadavatel vodst. 21.9 dokumentace zadavaciho fizeni stanovil, Ze soucasti nabidky musi byt
Ucastnikem fadné doplnéna specifikace nabizeného plnéni. Ucastnikem predloziend specifikace
nabizeného plnéni musi obsahovat minimalné Udaje v rozsahu, ve struktufe a v ¢lenéni podle
specifikace predmétu plnéni (Pfiloha ¢. 4 dokumentace zadavaciho fizeni). Z ic¢astnikem predloZené
specifikace nabizeného plnéni musi vyplyvat, Ze Ucastnikem Fizeni nabizené pInéni splfiuje minimalni
pozadavky zadavatele uvedené ve specifikaci predmétu plnéni. Specifikaci nabizeného plnéni
zadavatel doporucil zpracovat podle predlohy (Ptiloha ¢. 4 dokumentace zadavaciho fizeni).

Ucastnik predloZil na str. 27 aZ 29 a 31 a? 36 nabidky dokument Specifikace pfedmétu plnéni pro &ast
4 verejné zakazky a produktovy letak (dale jen , Specifikace pfedmétu plnéni“).

Komisi vznikla pochybnost o spInéni nékterych technickych parametr(.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze komise shledala, ze ucastnik nesplnil podminky Ucasti v zaddvacim tizeni,
se komise usnesla, Ze v souladu s § 46 odst. 1 zdkona vyzve Ucastnika k pisemnému objasnéni
predloZzenych udajl, doklad(, vzork( nebo modeld nebo doplnéni dalSich nebo chybéjicich udaju,
dokladd, vzork(i nebo modelt (dale jen ,,vyzva k objasnéni nabidky*).

Ucastnik byl ve vyzvé k objasnéni nabidky ze dne 06.05.2020, dorucené Gcastniku tého? dne, vyzvan
mimo jiné k predloZeni:

1. objasnéni technické specifikace nabizeného pfristroje v rozsahu technickych parametr(:

1. ,Prehledovd kamera:” s pozadavkem zadavatele: ,Barevnd CCD kamera pro Zivé (live)
zobrazeni prostoru uvniti komory mikroskopu s rozliSenim min. 4 Mpix"“.

Ucastnik ve Specifikaci predmétu plnéni uvadi /R camera Wide Field Optics pro navigaci
na vzorku (zvétseni 2x)”.
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Ucastnikem nabizené plnéni tudi? podle néazoru zadavatele nespliiuje minimalni
technické poZadavky na prehledovou kameru, nebot obsahuje kameru infra-ervenou
LR“tj. ,Infra-red” s Sirokou optikou pro navigaci na vzorku ,wide field optics pro navigaci
na vzorku”“, coZ je pouze kamera Cerno-bila.

2. ,Manipulace se vzorkem:“ s pozadavkem zadavatele: ,,Manudlné i pocitacové ovilddany
eucentricky stolek ...“.

Ulastnik ve Specifikaci pfedmétu plnéni uvadi ,Motorizovany compucentricky stolek
motorizovany v 5 osdch ...”.

U&astnikem nabizené plnéni tudi? podle néazoru zadavatele nespliiuje minimalni
technické poZadavky na manipulaci se vzorkem, nebot obsahuje motorizovany
compucentricky stolek namisto poZadovaného manualné i pocitacové ovldadaného
eucentrického stolku. Nabizené feSeni neni pro Ucely zadavatele vyhovujici. Eucentricky
stolek zajistuje presnou polohu stolku pfi jakémkoli ndklonu stolku. Toto vychazi z presné
mechanické konstrukce stolku. Pozice je vidy presné zarucena diky mechanickému
usporadani mechanismu stolku. Eucentricky stolek je (mUze byt) zarover compucentricky
(pouze v zavislosti na software fizeni). Compucentricky stolek je oproti tomu zavisly na
posunu a vypoctu pozice pomoci software. Compucentricky stolek nem(ze byt zaroven
eucentrickym. Pfi Spatném zadani vstupnich dat mlzZe byt tato pozice nepresna.

U&astnik ve stanovené |hité na vyzvu k objasnéni nabidky dorucil zastupci zadavatele
prostfednictvim e-mailu objasnéni nabidky, ve kterém uvadi:

k bodu 1:

»S ohledem na specifikaci doddvame standardni IR kameru s LED osvétlenim. Barevnou CCD kameru
pro Zivé zobrazovani vnitfniho prostoru komory nedoporucujeme s ohledem na jeji potenciondlni
interakci se scintilacnimi detektory. Jsme vsak presvédceni Ze IR kamera doddvd s ohledem na ,live”
zobrazovdni vnitfniho prostoru komoru tu samou informaci. RovnéZ CCD kamera neumoZriuje
zobrazovat vnitini prostor komory pfi pouZivani spolu s nékterymi detektory (polovodicové typy
detektoru, napriklad 4Q detektor, nebo STEM detektor). RovnéZ tento druh kamery obecné nemd
Zddnou vyhodu pro pozorovdni barevnych vzorkd, jelikoZ obecné nedisponuje Zddnym druhem
kalibrace a casto neni umisténa nad vzorkem v kolmé poloze tak aby usnadtiovala navigaci podle
zbarveni vzorku. Standardné vsak s nasim mikroskopem doddvdme softwarovy modul Essence™
Positioner. Tento modul slouZi ke kalibraci obrdzk( (manudlini 3 a vice bodovd) z ostatnich externich
zarizeni jako jsou naptiklad externi fotoapardty, optické mikroskopy apod. Tento modul pak takto
zkalibrovany obrdzek umoZriuje nejen zobrazit jako prekryv v Zivém okné, ale také jej umoZriuje pouZit
pro presnou navigaci v okné vedlejsim. Téchto obrdzki pak uZivatel miZe kalibrovat nékolik sad a mit
moZnost navigace (a korelace) nejen podle barev zachycenych externé napriklad na fotoapardt
telefonu, ale napriklad i pomoci dalSich obrazovych dat (externi spektroskopické analyzy, externi
fluorescencni zobrazovdni). Tato funkcionalita dozajista predci funkcionalitu navrhovanou. Essence™
Positioner je nasimi zdkazniky jiZ mnoho let takto vyuzivdn, kdyZ je tfeba, jako doplnék naseho Wide-
Field zobrazovdni, které poskytne bezprecedentné siroké zorné pole v Zivém SEM okné bez nutnosti
mit optickou navigaci formou kamery (kterd md omezené rozliseni a omezenou hloubku ostrosti, coZ
se netykd naseho patentové chranéného reseni zobrazovdni Wide Field Optics™).“

k bodu 2:

,Eucentricky stolek miZe, avsak vétsinou neni kompucentricky a tedy napriklad pfi rotaci na vzorku
(velmi béZnd manipulace) lokalizovaném v krajnich pozicich drzdki eucentricky stolek nemusi presné
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najizdét na identické pole zdjmu jako tomu bylo pred rotaci. AvSak naproti tomu, kompucentricky
stolek se chovd jako eucentricky diky softwarovému algoritmu a odpadd napriklad problematika
nesouladu pozorovanych poli pred a po rotaci se vzorkem. Navic, nds kompucentrucky stolek se v
ramci findIniho nastaveni rovnéZ kalibruje, aby splrioval eucentricky tilt, diky robustni konstrukci a
provérenym algoritmiim, miZeme garantovat presnost ndjezdu na identické zorné pole v ramci
jednotek mikrometrd, a to ve vsech péti osdch.

Tato presnost je vice neZ dostacujici s ohledem na tento typ mikroskopu (kde se obecné pohybujeme v
méritku rddové desitek mikrometrd). Tento stolek a jeho presnost ndjezdu a manipulace s nim je
provérena desitkami instalaci ve specializovanych laboratorich vyuZivajici elektronovou litografii, kde
prdvé presnost ndjezdu je kritickou funkci. Vérime, Ze prestoZe konstrukéné nedoddvdme eucentrické
feSeni, s ohledem na funkénost mdme feSeni, které to eucentrické prinejmensim dorovnd.
Kompucentricita a tedy softwarovy algoritmus je rovnéZ vyhodny s ohledem na bezpecnost, jelikoZ
diky tomuto algoritmu vime presnou pozici stolku a tuto pak muZeme zobrazit v nejkomplexnéjsi
vrstvé kolizni ochrany - 3D koliznim modelu, ktery zaruli Ze nedojde ke kolizi stolku napfiklad s
retraktibilnimi detektory, Ci jinymi ¢dstmi komory.”

V rdmci zadavaciho fizeni verejné zakazky se dne 22.05.2020 uskutecnilo jednani hodnotici komise
¢. 3, na kterém bylo posouzeno ucéastnikem predlozené objasnéni nabidky.

Zavéry komise:

1. Technicky parametr , Pfehledovd kamera:“ s pozadavkem zadavatele: ,Barevnd CCD kamera pro
Zivé (live) zobrazeni prostoru uvniti komory mikroskopu s rozliSenim min. 4 Mpix“ ucastnik
nespliuje.

Z predloZeného objasnéni nabidky je zfejmé, Ze Ucastnik nenabizi barevnou CCD kameru pro Zivé
(live) zobrazeni prostoru uvnitf komory mikroskopu tak, jak poZadoval v technické specifikaci
zadavatel. U¢astnik namisto toho nabizi IR kameru s LED osvétlenim a sdéluje své nazory, pro¢ je
jeho technické reseni dostatecné pro ucely zadavatele.

Komise dale uvadi, Ze nahradni feSeni v podobé predfoceného snimku, které ma kazdy
z Ucastnik( zadavaciho fizeni (je to naprosty standard), nevyhovuje plné pozadavkim zadavatele.
Zadavatel kvili jednoduchosti potifebuje sledovat pfipadné i prostorové komplikovanéjsi barevné
objekty, coz ucastnikovou metodou dost dobie nejde, nebo je to pfilis komplikované. Zadavatel
jednoznacné stanovil, Zze kamera musi byt barevna. PficemZ zadavatel nejen, Ze na tomto
pozadavku trva, ale dokonce musi trvat, nebot po konci Ihity pro podéani nabidek jiZz nelze zménit
zadavaci podminky a kdyby zadavatel ucastnikovi prominul nesplnéni technickych podminek,
dopustil by se tim poruseni zdkona.

2. Technicky parametr ,Manipulace se vzorkem:“ s pozadavkem zadavatele: ,Manudiné i pocitacové
oviddany eucentricky stolek ... Ucastnik nesplfiuje.

Z predlozeného objasnéni nabidky je zfejmé, Ze ucastnik nenabizi manudlné i pocitacové
ovladany eucentricky stolek tak, jak pozadoval v technické specifikaci zadavatel. U¢astnik namisto
toho nabizi kompucentricky stolek a sdéluje své nazory, proc je jeho technické feseni dostatecné
pro uUcely zadavatele.

Oproti stolku kompucentrickému (jak sam ucastnik uvadi s presnosti pozice na jednotky
mikrometrd) je stolek eucentricky mnohem presnéjsi. Opakovatelnost polohy je v fadu desetin
mikrometru. To, Ze kaZdy eucentricky stolek neni compucentrickym je irelevantni, protozZe je to
pouze otazka ovladaciho software (update je mozny a relatiné snadny). Naproti tomu pouze
kompucentricky stolek se sdm o sobé nikdy nemlze stat eucentrickym. Lze jej za eucentricky
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pouze vymeénit. Srovnavat rozliSeni mikroskopu a opakovatelnost polohy je irelevantni. Dostavaji
se pak posunuté obrazy, cozZ situaci vidy jen dale komplikuje (zhorsuje). Pficemz zadavatel nejen,
Ze na tomto pozadavku trvd, ale dokonce musi trvat, nebot po konci lhity pro podani nabidek jiz
nelze zménit zadavaci podminky a kdyby zadavatel Ucastnikovi prominul nesplnéni technickych
podminek, dopustil by se tim poruseni zakona.

Komise se usnesla, Ze ucastnik ani na vyzvu k objasnéni nabidky nesplnil podminku uGcasti -
technické podminky vymezujici predmét verejné zakazky.

Zadavatel na zakladé vyse uvedenych skutec¢nosti rozhodl o vylouceni tcastnika zadavaciho fizeni
z Gcasti v zaddvacim Fizeni tak, jak je shora uvedeno.

7. Oznaceni dodavatelli, s nimiz byla uzaviena smlouva, vcetné
oduivodnéni jejich vybéru

7.1 Oznaceni dodavatel(, s nimiZ byla uzaviena smlouva:

Vybrany dodavatel

Ucastnik é.5

Uéastnik: JEOL (EUROPE) SAS- organizacni slozka

ICo: 41691415

Sidlo: Karlovo ndmésti 293/13, Nové Mésto, 120 00 Praha 2
Odavodnéni vybéru

Komise pfi hodnoceni nabidek nezohlednila Gcastnika zaddvaciho Fizeni TESCAN Brno, s.r.o., I1CO:
01733214, se sidlem: Libusina tfida 816/1, Kohoutovice, 623 00 Brno, ktery byl dne 01.06.2020 ze
zadavaciho fizeni vyloucen a dne 16.06.2020 mu marnym uplynutim Ih(ty pro podani namitek proti
vylou€eni zanikla u¢ast v zaddvacim fizeni.

Komise pfi hodnoceni nabidek nezohlednila Géastnika zaddvaciho Fizeni SPECION, s.r.o., ICO:
48112836, se sidlem: Praha 4, Budé&jovickd 1998/55, PSC 14000, ktery byl dne 28.07.2020 ze
zadavaciho fizeni vyloucen a dne 12.08.2020 mu marnym uplynutim lh{ty pro podani ndmitek proti
vylouceni zanikla Ucast v zadavacim fizeni.

Popis hodnoceni nabidek

Hodnocené udaje

Hodnoceni nabidek bylo provedeno vsouladu s § 114 odst. 1 zdkona podle jejich ekonomické
vyhodnosti.

Ekonomicka vyhodnost nabidek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 véta druha zakona podle

v ev s

nejvyhodnéjsiho poméru nabidkové ceny a kvality.

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zakona nasledujici kritéria kvality:
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a) Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: technické provedeni zdroje
elektronii,

b) Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: rozliseni, proud a stabilita
svazku,

c¢) Technickda droveri Skenovaciho elektronového mikroskopu: analyticka komora Vé.
manipulace se vzorkem,

d) Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: manipulace v ose Z,
e) Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: ovidddni mikroskopu,
f) Technicka uroven Systému EDS pro analyzu vzork: zpiisob oviddani EDS,

g) Zarucni doba.
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 pism. a) zadkona kritéria hodnoceni takto:

a) Nabidkova cena,

b) Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: technické provedeni zdroje
elektrond,

c¢) Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: rozliseni, proud a stabilita
svazku,

d) Technicka urovenn Skenovaciho elektronového mikroskopu: analyticka komora Vc.
manipulace se vzorkem,

e) Technicka aroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: manipulace v ose Z,
f) Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: ovidddni mikroskopu,
g) Technicka uroven Systému EDS pro analyzu vzorku: zpiisob oviddani EDS,

h) Zarucni doba.

V ramci kritéria hodnoceni Nabidkova cena byla hodnocena nabidkova cena zpracovana podle
zadavaci dokumentace.

Vramci kritéria hodnoceni Technickd uroven Skenovaciho -elektronového mikroskopu:
technické provedeni zdroje elektron(i byla hodnoceno, zda zafizeni zahrnuje FEG zdroj:
Schottkyho emitor s garanci emise minimalné 3 roky od prevzeti mikroskopu.

Technické provedeni zdroje elektrond bylo hodnoceno nize uvedenou bodovaci metodou.
Nejvyhodnéjsi nabidkou je v tomto kritériu hodnoceni nabidka nabizejici zatizeni zahrnujici FEG
zdroj: Schottkyho emitor s garanci emise minimalné 3 roky od prevzeti mikroskopu.

V ramci kritéria hodnoceni Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: rozliseni,
proud a stabilita svazku bylo hodnoceno, zda:

— rozliseni mikroskopu (urc¢ené metodou edge detection 25%/75%) je V HV mdodu <1,5 nm pfi
urychlovacim napéti 15 kV a v LV mddu je <2,0 nm pfi urychlovacim napéti 15kV,

— maximalni proud svazku je 2 100 nA, a

— stabilita proudu svazku je < 0,25%/h.

Rozliseni, proud a stabilita svazku byly hodnoceny nize uvedenou bodovaci metodou.

Nejvyhodnéjsi nabidkou je v tomto kritériu hodnoceni nabidka nabizejici plnéni, které spliuje
vSechny podminky dle predchoziho odstavce zaroven.
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Vramci kritéria hodnoceni Technicka uroven Skenovaciho -elektronového mikroskopu:
analyticka komora vé. manipulace se vzorkem bylo hodnoceno, zda:

— zafizeni zahrnuje plné analytickou komoru o rozmérech s velikosti vstupniho otvoru
minimalné 310 mm x 310 mm s moznosti nainstalovani 2 protilehlych (180°) EDS systémdu,
EBSD systému a WDS systému najednou, a

— zafizeni zahrnuje manudlné i pocitacové ovladany eucentricky stolek, motorizovany ve vsech
5 osach (X, Y, Z, T, R) s posuvy motorizovaného stolku:

o osa X: min. 100 mm;
o o0saY:min. 100 mm;
o o0saZ:min. 50 mm;
o rotace min. 360°%;

o naklon min. 70°.

Analytickd komora v€. manipulace se vzorkem byla hodnocena niZe uvedenou bodovaci

metodou. Nejvyhodnéjsi nabidkou je v tomto kritériu hodnoceni nabidka nabizejici plnéni, které

splnuje vSechny podminky dle pfedchoziho odstavce zaroven.

Vramci kritéria hodnoceni Technickd uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu:
manipulace v ose Z bylo hodnoceno, zda zafizeni umoziuje kontinudlni posuv pfi zachovani
motorizace vSech 5 os vétsi nez 65 mm.

Manipulace v ose Z byla hodnocena nize uvedenou bodovaci metodou. Nejvyhodnéjsi nabidkou
je v tomto kritériu hodnoceni nabidka nabizejici zafizeni umoZiujici kontinualni posuv pfi
zachovani motorizace vSech 5 os vétsi nez 65 mm.

V ramci kritéria hodnoceni Technicka tdroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: ovlidddni
mikroskopu bylo hodnoceno, zda zafizeni zahrnuje dotykovou obrazovku se simultdnnim
ovladanim vsech funkci mikroskopu spolu s mysi, klavesnici a ovladacim panelem.

Ovladani mikroskopu bylo hodnoceno niZze uvedenou bodovaci metodou. Nejvyhodnéjsi
nabidkou je v tomto kritériu hodnoceni nabidka nabizejici zafizeni zahrnujici dotykovou
obrazovku se simultdnnim ovladanim vsech funkci mikroskopu spolu s mysi, klavesnici a
ovladacim panelem.

V ramci kritéria hodnoceni Technicka uroven Systému EDS pro analyzu vzorku: zpisob oviadani
EDS bylo hodnoceno, zda zafizeni umoziiuje plnou integraci do grafického uZivatelského rozhrani
(GUI) mikroskopu.

Zpusob ovladani EDS byl hodnocen nize uvedenou bodovaci metodou. Nejvyhodnéjsi nabidkou je
v tomto kritériu hodnoceni nabidka nabizejici zafizeni umoZiujici plnou integraci do grafického
uzivatelského rozhrani (GUI) mikroskopu.

Vradmci kritéria hodnoceni Zarucni doba byla hodnocena délka zarucni doby skenovaciho
elektronového mikroskopu s EDS v mésicich.

Ucastnik zadavaciho fizeni musel nabidnout hodnotu délky zaruéni doby skenovaciho
elektronového mikroskopu s EDS stejnou, nebo vyssi nez 12 mésicli (v opaéném pripadé nabidka
nespliuje zadavaci podminky).

Maximalni délka zarucni doby skenovaciho elektronového mikroskopu s EDS rozhodna pro
hodnoceni nabidek ¢ini 60 mésicu.
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Popis hodnoceni udajt

Zadavatel stanovil vsouladu s § 115 odst. 1 pism. b) zdkona metodu vyhodnoceni nabidek
v jednotlivych kritériich takto:

Nabidkova cena

evvs

pocet bodU kritéria = x 60 bodu.

hodnocena nabidka

Takto vypoctené bodové hodnoceni bylo stanoveno, resp. zaokrouhleno, na 2 desetinna
mista.

Technickd uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: technické provedeni zdroje
elektronii

Pokud ucastnik zaddvaciho fizeni nabidne plnéni, které zahrnuje FEG zdroj: Schottkyho
emitor s garanci emise minimalné 3 roky od prevzeti mikroskopu, obdrzi 8 boda.

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni nabidne plnéni, které nezahrnuje FEG zdroj: Schottkyho
emitor s garanci emise minimalné 3 roky od pfevzeti mikroskopu, obdrzi 0 boda.

Technickd uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: rozliseni, proud a stabilita
svazku

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni nabidne pInéni, u néhoz rozlisSeni mikroskopu (urcené
metodou edge detection 25%/75%) je V HV mddu <1,5 nm p¥i urychlovacim napéti 15 kV
a v LV médu je £2,0 nm pfi urychlovacim napéti 15kV, maximalni proud svazku je 2 100 nA
a stabilita proudu svazku je < 0,25%/h, obdrzi 8 bodu.

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni nabidne pInéni, u néhoz rozliseni mikroskopu (urcené
metodou edge detection 25%/75%) neni V HV mddu <1,5 nm pfi urychlovacim napéti 15
kV nebo v LV mddu neni £2,0 nm pfi urychlovacim napéti 15kV nebo maximalni proud
svazku neni = 100 nA nebo stabilita proudu svazku neni < 0,25%/h, obdrzi 0 bodd.

Technickd urovenn Skenovaciho elektronového mikroskopu: analyticka komora Vc.
manipulace se vzorkem

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni nabidne plnéni, které zahrnuje plné analytickou komoru
o rozmérech s velikosti vstupniho otvoru minimalné 310 mm x 310 mm s mozZnosti
nainstalovani 2 protilehlych (180°) EDS systému, EBSD systému a WDS systému najednou
a zaroven zahrnuje manudlné i pocitacové ovladany eucentricky stolek, motorizovany ve
vSech 5 osach (X, Y, Z, T, R) s posuvy motorizovaného stolku: osa X: min. 100 mm; osa Y:
min. 100 mm; osa Z: min. 50 mm; rotace min. 360°; naklon min. 70°, obdrzi 5 bodu.

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni nabidne plnéni, které nezahrnuje plné analytickou
komoru o rozmérech s velikosti vstupniho otvoru minimalné 310 mm x 310 mm s
moznosti nainstalovani 2 protilehlych (180°) EDS systému, EBSD systému a WDS systému
najednou nebo nezahrnuje manudlné i pocitacové ovladany eucentricky stolek,
motorizovany ve vsech 5 osach (X, Y, Z, T, R) s posuvy motorizovaného stolku: osa X: min.
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100 mm; osa Y: min. 100 mm; osa Z: min. 50 mm; rotace min. 360°; naklon min. 70°,
obdrzi 0 bodd.

Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: manipulace v ose Z

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni nabidne plnéni, které umoziuje kontinualni posuv pfi
zachovani motorizace vsech 5 os vétsi nez 65 mm, obdrzi 2 body.

Pokud ucastnik zadavaciho tizeni nabidne plnéni, které neumoziuje kontinudlni posuv pfi
zachovani motorizace vsech 5 os vétsi nez 65 mm, obdrzi 0 bodua.

Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: ovldddni mikroskopu

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni nabidne plnéni, které zahrnuje dotykovou obrazovku se
simultadnnim ovladanim vsech funkci mikroskopu spolu s mysi, klavesnici a ovlddacim
panelem, obdrZi 2 body.

Pokud ucastnik zaddvaciho fizeni nabidne plnéni, které nezahrnuje dotykovou obrazovku
se simultannim ovladanim vsech funkci mikroskopu spolu s mysi, klavesnici a ovladacim
panelem, obdrzi 0 bod.

Technicka aroven Systému EDS pro analyzu vzorkQ: zpisob ovldddni EDS

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni nabidne plnéni, které umoziuje plnou integraci do
grafického uzivatelského rozhrani (GUI) mikroskopu, obdrzi 5 bodu.

Pokud ucastnik zaddvaciho tizeni nabidne plnéni, které neumoziiuje plnou integraci do
grafického uzivatelského rozhrani (GUI) mikroskopu, obdrzi 0 bodu.

Zarucni doba

hodnocena nabidka

pocet bod( kritéria = x 10 bodd.
nabidka s nejvyssi hodnotou

Takto vypoctené bodové hodnoceni bude stanoveno, resp. zaokrouhleno, na 2 desetinna
mista.

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 pism. c) zdkona vahu nebo jiny matematicky vztah mezi
kritérii takto:

Bodové hodnoty ziskané v ramci jednotlivych kritérii hodnoceni byly secteny dohromady.

Na zakladé souctu vyslednych bodovych hodnot jednotlivych nabidek v ramci kritérii hodnoceni bylo
stanoveno poradi Uspésnosti jednotlivych nabidek.

Ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidkou je ta, ktera ziskala nejvyssi celkovy pocet bodl za vsechna
kritéria hodnoceni v souctu.
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Popis srovnani hodnot

Hodnoty konkrétnich udaji z nabidek odpovidajicich kritériim hodnoceni, hodnoceni konkrétnich
udajii z nabidek v jednotlivych kritériich hodnoceni a srovnani konkrétnich hodnot ziskanych pfi
hodnoceni v jednotlivych kritériich hodnoceni vyplyvaji z vypoctu bodového hodnoceni nabidek, jenz
tvofi pfilohu zpravy o hodnoceni nabidek.

Vysledek hodnoceni nabidek

Shora uvedenym zplUsobem byla jako ekonomicky nejvyhodnéjsi vyhodnocena nabidka uUcastnika
zadavaciho Fizeni: JEOL (EUROPE) SAS- organizaéni slozka, 1CO: 41691415, se sidlem: Karlovo
namésti 293/13, Nové Mésto, 120 00 Praha 2.

Poradi nabidek:
1. JEOL (EUROPE) SAS- organizacni slozka pocet bodl: 84,66 bodu
2. Carl Zeiss, spol. s r.o. pocet bodl: 82,00 bodu

Prilohy rozhodnuti

- vypocet bodového hodnoceni

8. Oznaceni poddodavateli dodavatelti, s nimiz byla uzaviena smlouva

8.1 Zadavateli nejsou znami zadni poddodavatelé dodavatel(, s nimiZ byla uzaviena smlouva.

V Brné dne 09.10.2020

Univerzita Karlova, Lékarska fakulta
v Hradci Kralové

v.z. Fiala, Tejkal a partneti,

advokatni kancelar, s.r.o.

Mgr. Jan Tejkal, advokat

spolecnik a jednatel
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Vypocet bodového hodnoceni nabidek

Cislo nabidky

Ucastnik

Carl Zeiss, spol. s r.o.

JEOL (EUROPE) SAS- organizacni
slozka

Kritérium hodnoceni a) Nabidkova cena

Celkova cena za doddvku
skenovaciho elektronového
mikroskopu, a to véetné vsech
souvisejicich plnéni podle
zaddvaci dokumentace
(nabidkova cena)

4 030 000,00 K¢

4910 200,00 K¢

Bodovy zisk v kritériu

hodnoceni a) 100,00 82,07
Vaha kritéria 60% 60%
Vazeny bodovy zisk 60,00 49,24
Poradi v kritériu hodnoceni a) 1. 2.

Kritérium hodnoceni b) Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: technické

provedeni zdroje elektronti

FEG zdroj: Schottkyho emitor s

garanci emise minimalné 3 roky NE ANO
od prevzeti mikroskopu

ooy
Vaha kritéria 8% 8%
Vazeny bodovy zisk 0,00 8,00
Poradi v kritériu hodnoceni b) 2. 1.

Pisemna zprava zadavatele LFHKCF0014

Stranka 16 z 19




Kritérium hodnoceni c) Technicka troven Skenovaciho elektronového mikroskopu: rozliseni, proud
a stabilita svazku

Rozliseni mikroskopu (uréené
metodou edge detection
25%/75%) je V HV médu <1,5
nm pfi urychlovacim napéti 15
kV av LV mddu je £2,0 nm pfi NE ANO
urychlovacim napéti 15kV,
maximalni proud svazku je > 100
nA a stabilita proudu svazku je <
0,25%/h

Bodovy zisk v kritériu

hodnoceni c) 0,00 100,00
Vaha kritéria 8% 8%
Vazeny bodovy zisk 0,00 8,00
Poradi v kritériu hodnoceni c) 2. 1.

Kritérium hodnoceni d) Technicka Groven Skenovaciho elektronového mikroskopu: analyticka
komora vc. manipulace se vzorkem

PIné analyticka komora o
rozmérech s velikosti vstupniho
otvoru minimalné 310 mm x 310
mm s moznosti nainstalovani 2
protilehlych (180°) EDS systémd,
EBSD systému a WDS systému
najednou a zaroven zahrnuje
manuadlné i pocitacové ovladany ANO ANO
eucentricky stolek,
motorizovany ve vsech 5 osach
(X,Y,Z,T,R) s posuvy
motorizovaného stolku: osa X:
min. 100 mm; osa Y: min. 100
mm; osa Z: min. 50 mm; rotace
min. 360°; naklon min. 70°

Bodovy zisk v kritériu

hodnoceni d) 100,00 100,00
Vaha kritéria 5% 5%
Vazeny bodovy zisk 5,00 5,00
Poradi v kritériu hodnoceni d) 1. 1.
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Kritérium hodnoceni e) Technicka uroven Skenovaciho elektronového mikroskopu: manipulace v

ose Z
Kontinudlni posuv pfi zachovani
motorizace vSech 5 os vétsi nez NE ANO
65 mm
Bodovy ZIS,k v kritériu 0,00 100,00
hodnoceni e)
Vaha kritéria 2% 2%
Vazeny bodovy zisk 0,00 2,00
Poradi v kritériu hodnoceni e) 2. 1.

Kritérium hodnoceni f) Technicka troven Skenovaciho elektronového mikroskopu: ovladani

mikroskopu

Dotykova obrazovka se
5|mul'fan'n|m ovladanim vsechw ANO ANO
funkci mikroskopu spolu s mysi,
klavesnici a ovladacim panelem
B y zisk v kritéri

odovy ZIS’ v kritériu 100,00 100,00
hodnoceni f)
Vaha kritéria 2% 2%
Vazeny bodovy zisk 2,00 2,00
Poradi v kritériu hodnoceni f) 1. 1.

Kritérium hodnoceni g) Technicka uroven Systému EDS pro analyzu vzorku: zptisob ovladani EDS

PInd integrace do grafického

uzivatelského rozhrani (GUI) ANO ANO
mikroskopu

Bodovy zwik v kritériu 100,00 100,00
hodnoceni g)

Vaha kritéria 5% 5%
Vazeny bodovy zisk 5,00 5,00
Poradi v kritériu hodnoceni g) 1. 1.
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Kritérium hodnoceni h) Zarucni doba

Délka zarucni doby skenovaciho

elektronového mikroskopu 24 13
s EDS

Bodovy zn‘:k v kritériu 100,00 5417
hodnoceni h)

Vaha kritéria 10% 10%
Vazeny bodovy zisk 10,00 5,42
Poradi v kritériu hodnoceni h) 1. 2.
Soutet bodi celkovy | 82,00 | 84,66
Poradi celkové ‘ 2. | 1.
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